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NORMA

BRANZOWA

MIKROUKLADY
SCALONE

Uktady scalone

analogowe
Wymagania i badania

BN-81
3375-39.00

Zamiast
BN-76/3375-39.00

Grupa katalogowa 192% i

1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg wy-

magania 1 badania dotyczace potprzewodnikowych
ukladéw scalonych analogowych, przeznaczonych do
stosowania w elektronicznych urzadzeniach powszech-
nego uzytku, profesjonalnych oraz urzadzeniach wy-
magajacych zastosowania uktadéw o wysokiej i bardzo
wysokiej jakosci.

1.2. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem niniej-
szego arkusza normy s3 wymagania i badania wspdlne
dla catej grupy ukiadéw scalonych analogowych.

1.3. Okreslenia — wg PN-78/T-01615 1 PN-79/
T-01600.02.

2. PODZIAL I OZNACZENIE
2.1. Podziat — wg PN-72/T-01610.

2.2. Spos6b budowy oznaczenia — wg PN-78/
T-01615 p. 2.2.
3. WYMAGANIA
3.1. Wymiary — wg arkusza szczegélowego.

3.2. Wykonanie — wg PN-78/T-01615 p. 3.2 iarkusza
szczegOtowego.

3.3. Cechowanie — wg PN-78/T-01615 p. 3.3 i arku-
sza szczegblowego.

3.4. Parametry elektryczne — wg PN-78/T-01615
p. 3.4 1 arkusza szczegdlowego.

3.5. Wymagania klimatyczne — wg PN-78/T-01615
2 M 5

3.6. Wymagania mechaniczne — wg PN-78/T-01615
p. 3.6. :

3.7. Wymagania niezawodnosciowe — wg PN-78/
T-01615 p. 3.7.

3.8. Wymagania dodatkowe — wg PN-78/T-01615
p. 3.8.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie — wg PN-78/T-01615 p. 4.1.
4.2. Przechowywanie — wg PN-78/T-01615 p. 4.2.
4.3. Transport — wg PN-78/T-01615 p. 4.3.

5. BADANIA

5.1. Program i rodzaje badan

5.1.1. Badania grupy A — wg PN-78/T-01615 p. 5.1.1
i tabl. 1 1 2 na str. 2, jezeli arkusz szczegdlowy
nie przewiduje inaczej.

5.1.2. Badania grupy B — wg PN-78/T-01615 p. 3.1.2
1 tabl. 3 na str. 3-+4, jezeli arkusz szczegdlowy
nie przewiduje inaczej.

5.1.3. Badania grupy C — wg PN-78/T-01615 p. 5.1.3
1 tabl. 4 na str. 58, jezeli arkusz szczegdltowy
nie przewiduje inaczej.

5.1.4. Badania grupy D — wg PN-78/T-01515
p. 5.1.4 1 tabl. 5 na str. 9, jezeli arkusz szcze-
goétowy nie przewiduje inaczej.

5.2. Pobieranie probek — wg PN-78/T-01615 p. 5.2.

5.3. Opis badan — wg PN-78/T-01615 p. 5.3 i av-
kusza szczegétowego.

5.4. Ocena wynikow badan — wg PN-78/T-01615
p. 5.4.

5.5. Dostawa ukladéw scalonych po badaniach — wg
PN-78/T-01615 p. 5.5.

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU
NEGATYWNEGO WYNIKU BADAN

6.1. Badania grupy A — wg PN-78/T-01615 p. 6.1.
6.2. Badania grupy B — wg PN-78/T-01615 p. 6.2.
6.3. Badania grupy C — wg PN-78/T-01615 p. 6.3.
6.4. Badania grupy D — wg PN-78/T-01615 p. 6.4.

KONIEC

Zatacznik
Informacje dodatkowe

Zgtoszona przez Naukowo-Produkcyjne Centrum Pétprzewodnikow
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Podzespotéw i Materiatow Elektronicznych
UNITRA-ELEKTRON dnia 14 stycznia 1981 r.
jako norma obowigzujgca od dnia 1 lipca 1981 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 5/1981 poz. 26)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1981.

Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 2,40 Nakt. 2300+55 Zam. nr 598/81
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Tablica 1, Badania grupy A

Plany i warunki badan
Opis badani
Pod- Rodas] badania wg PN-'?B/ poziom jzkosci | poziom jakoéci Il poziom jakoéci Il poziom jakoséci IV Dane wg arkusza
T-01615 szczegétowego
grup | ; g y . g ; .
!1 punkt poziom warunki poziom warunki poziom warunki poziom warunki
kontroli badania kontroli badania kontroli badania kontroli badania
i AQL i AQL i AQL i AQL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sprawdzenie wy- 5 3.2 i 2,5 ” i 2,5 - I 1,5 - y 1,0 - -
miardw (gtéwnych):
A9 D! 91 b! e1 -
dla obudéw z grupy
A, B, C wg zalacz-
nikad, D, ¢gb -
Al dla obudéw z grupy
D, E wg zatacznika
Sprawdzenie 5.33 - - . - =
wykonania
obudowy
Sprawdzenie 5.3.6.2 - - = - =
prawidtowoséci
cechowania
Sprawdzenie pod- 5.3,7 wg wg wg wg wg wg wg wg sprawdzane parame-
A2 stayvowych par ame- tabl, 2 BN-75/ tabl, 2 BN-75/ tabl, 2 BN-75/ tabl, 2 BN-75/ try elektryczne,
tréw elektrycznych 3375-26, 00 3375-26, 00 3375-26, 00 3375-26, 00 s_zczeg_étowe warun-
ki pomiaru, wartoséci
graniczne sprawdza-
| nych parametréw
Tablica 2, Plany badarh w zale2noséci od stopnia scalenia uktadu
ny b
Podarupa | Stopieri scalenia uktadu wg . Plsiy basi
grup PN-78/T-01615 poziom jakosci 1 poziom- jako$ci Hl poziom jakosci 111 poziom jakosci 1V
. 4 é 5 i
IS1; 1S2- n; 2,5 (1, 0)%) i; 2,5 (1,0)%) s 1,5 (0,65) Y i1;.1,5 (0, 65)")
A2 1S3 iy 4,0 1; 4,0 Ity 2,8 1y 1,5
1S4 il; 6,5 I; 6,5 I1; 4,0 Hy 2,5

")Wartbécl w nawiasach dotyczp parametréw statycznych,

00°6£-SLEE/18-NE



Tablica

Badania grupy B

‘Plany i warunki badaf

T

Podgrupa Rodzai badani Opis bada poziom jakoéci Il poziom jakoéci IV Dane wg
weiz8) Dacanla - 7:?1_ 01615 arkusza szczegdbltowego
PN- = poziom kontroli warunki badania poziom kontroli warunk! badania
1 2 3 4 5 6 7 8
Sprawdzenie wytrzyma- 5, 3. 21 S-ll-;- 1,'5 préba Ub metoda 2, S-4; 1,0 jak dia poziomu
toéci mechanicznej wy- 2,5N jakoséci 111
prowadzer - dla obuddéw z grupy
A, B, CiDwg
zatacznika
21 préba Ub metoda 1,
10N
- dla ohudéw z grupy
E wg zatacznika
Sprawdzenie 5, 3. 27 préba Q1 - dla obu- jak dia poziomu zakresy war;toéci i warunki
szczelnosci déw z grupy D i E jakosei 11 pomiaru sprawdzanych po
wg zalacznika; dla badaniu parametréw elek-
obudéw z grupy A, B trycznych
i C wg zatacznika
nie stosuje sie
Sprawdzenie |lutownosci 5. 3. 5a S-4; 1,5 temperatura lutowia S-4; 1,0 temperatura lutowia
B2 wyprowadzef 235°C 235°C
Sprawdzenie wytrzyma- 5 3,17 S=4: 1,5 1000 mm X 5 potoZe- S—4;' 1,0 jak dla poziomu zakresy wartosci i warunki
B3 toéci na spadki swobod- nie uktadu w czasie jakoéci 11! pomiaru sprawdzanych po

ne

spadania wyprowa-
dzeniami do géry

badaniu parametréw elek-
trycznych

00 pE-CLEE/IR-NI



cd, tabl, 3
Opis badek Plany i warunki badad
e o e bl poziom jakogci |1 poziom jakosci IV Dane wg
PN-78/T-01615%
arkusza szczegélowego
poziom kontroli warunki badania poziom kontroli warunki badania
1 2 3 4 5 6 7 8
Sprawdzenie wytrzyma- 5.3.16 S-4; 1,0 1470 rr)/s2 zakresy wartosci i warunki
teéci na udary wielo- 1000 x 3 udardéw; pomiaru sprawdzanych po ba-
krotne mocowanie sztyw- daniu parametréw elek-
no za wyprowa- trycznych .
dzenia w odlegtoé-
B4 nie stosuje sig ci 3 mm od doinej
ptaszczyzny obu-
dowy -~ dla obuddéw -
z grupy A, BiC
oraz sztywno za
obudowe dla obu-
déw z grupy
DiE
Sprawdzenie wytrzyma- 5.3, 12 S~43 1,5 préba Na, S-4; 1,0 jak dla poziomu zakresy wartosci i warunki
@5 tosci na nagte zmiany TA = tstg Gk jakosci 111 pomiaru sprawdzanych po
temperatury badaniu parametrow
T|B_ G t'SIQ max elektrycznych
B6 Sprawdzenie odpornosci 5. 3,22 S-4; 1,0 25°ct), 100 h S-4; 0,65 25°ct), 100 h metoda badania, warunki ob-
na narazenia elektryczne ' cig2enia, zakresy wartoéci
i warunki pomiaru sprawdza-
nych w czasie badania i pe
badaniu parametréw elek-
trycznych

i) Jetell innej temperatury nie podaje arkusz szczegbtowy,

00 6E-SLEE/IS"NE



Tablica 4. Badania grupy C

Opis Plany i warunki badah
badani
Pod- Rodzaj badania wg poziom jakoéci | . poziom jakosci |l poziom jakosci Il poziom jakosci IV Dane wg arkusza
gFupe PN-78/ szczegbtowego
T-01615] poziom _ poziom poziom poziom
punkt kontroli warunki badanial kontroli [ warunki badania | kontroli warunki badanid kontroli warunki badania
i AQL i AQL i AQL i AQL
1 2 3 4 5 6 g 8 9 10 11 12
Sprawdzenie wytrzyd 5,3.21 |S-3; 2, 5‘)' préba Ub, meto-| S-3; 2, si)r jak dla poziomu nie stosuje sig nie stosuje sig =
matoéci mechanicz- l,szl) da2, 2,5N 1,592 jakogci 1
nej wyprowadzeni - dla obuddw
z grupy A, B,
Ci D wg za-
tacznika; préba
Ub, metoda 1,
(ol | 10 N - dla obu-
déw z grupy E
wg zatacznika
Sprawdzenie 5. 3,27 préba Ql dla zakresy wartoéci i warunki
szczelnosci obudéw z grupy pomiaru sprawdzanych po
D, E wg zatacz~ badaniu parameiréw elek-
. nika; dla cbudéw trycznych
z grupy A, B i C]
wg zatacznika
nie stosuje sig
Sprawdzenie para- 5.3.7 S-3; 4,0 S-3; 2,5 S-3; 2,5 S-3; 1,5 zakresy wartosci i warunki
metrdw elekirycz- pomiaru sprawdzanych
nych parametréw
Spra_wdzenle odpor - 5.3. 11 tamb max tamb max tamb max tamb max ztnkr'es.y waringel § warin.
Cc2 nosci na suche go- ki pomiaru sprawdzanych
raco w czasie badania i po ba-
daniu parametréw elek-
trycznych
Spra.wdzer.\le odpor - 5.3.9 tﬂmb niin tamb min tamb min tamb min
noéci na zimno
Sprawdzenie masy 5 3.4 s-3; 1,5 S-3; 1,5 nie stosuje sig nie stosuje sig masa wyrobu
Sprawdzenie trwa- 5 3.6.2
toéci cechowania
c3 ’
Sprawdzenie lutow- 5.3.5a) temperatura lu- temperatura

nodécl wyprowadzen

towia 235°C

lutowia 235°C

00°6¢-SLEE/18-NM



cd, tabl, 4

Pod-
grupa

Rodza] badania

Opis
badan
wg
PN-78/
T-01615
punkt

Piany i warunki badan

poziom jakosci |

poziom jakosci 1|

poziom jakosci Il

poziom jakesci IV

poziom
kontroli

i AQL

warunki badania

poziem
kentroli

i AQL

warunki badanial

poziom
kontroli

i AQ

L

warunki badania

poziom
kontroli

i AQL

warunki badania

Dane wg arkusza
szczegbtowego

2

3

&

5

6

7

8

9

10

1

12

C4

Sprawdzenie wy-
trzymatesci na przy
spieszenie state

Sprawdzenie wy-
trzymatosci na uda-
ry wielokrotne

5.3.20

5.3.16

S-43 2,5

dia obudow z
grupy A nie stod
suje sie; dla
ebuddw z grupy
EiC - wgza-
fpcznika

19600 m/s2,

2 kierunki pro-
biercze, moco-
wanie sztywno
za obudowe;
dla obudéw z
grupy DIiE wg
zatacznika
196000 m/s2, 2
kierunki pro-
biercze, moco-
wanie sztywno
za obudowe

380 m/sz,

3 x 1000
udaréw; moco-
wanie sztywho
Za wyprowadze-
nia w odieglos~
ci 3 mm od del-
nej ptaszczyzny
cbudowy - dla
obudéw z grupy
A, BiC eraz
sztywno za obud
dowe dia obu-~
déw z grupy
Di E wg za-
tacznika

S-4; 1,5

jak dia poziemu
jakosci 1

390 m/sz '

3 X 10600
udaréw; sposdb
mecewania jak
dla peziemu
jakosci |

S-4;

1,5

jak dla poziomu
jakosci |

1470 m/sz

3 X 4000
udaréw; sposob
maocoewahia jak
dia poziemu
jakoéci |

S-4; 1,0

jak dla poziomu
jakodci 1

1470 m/52

'3 X 4000

udardw; speséb
mocewahnia jak
dla poziemu
jakogci |

zakresy wartogci i warun-
ki pomiaru sprawdzanych
po badaniu parametrdéw
elektrycznych

00°6E-SLEE/T8-NH



cd, tabl 4

Npis Piuny i« aeunkd badah
hada 5 < kot
=T . Rodzaj bacania wg poziom jakoéci | poziom jakagci 1l poziom jakosci Il poziom jakosci IV Drare wg arkusza
arupa PN-78/ o e = szczegdtowago
701515 | poziom poziom poziom poziom
punkt kontroli warunki badania { kontroli warunki badania | kontroli | warunki badania | kontroli warunki raderia
i AQL.. i AQL . i AQL i AQL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sprawdzenie wy- 5.3, 19 S-4;2,5| 80 Hz, 98 m/sz, S5-4;1,5 | 98 m/:—._d S-4;1,5 nie stosuje sie | 5-4;1,0 nie stosuje sig
trzymatosci na wi- 1, 5 h, mocowa- 80 Hz; 3 h,
bracje state nie sztywno =za mocowanie jak
wyprowadzenia la poziomu ja-
w odlegtosci koéci |
3 mm od dolngj
ptaszczyzny obu-
dowy - dla obu~
C4 . 5 ;
dow z grupv A,
BiCoraz
szZiywno za obu-
dowe dia obuddéw
zgrupy Di =
wg zalacznika
Sprawdzenie wytrzy<4 3, 3, 13 nie stosuje sig nie stosuje sig 196 m/sz 196 m,/sz zakresy wartosgci | warun-
m:iagci na wibracje 10 + 5000 Hz; 10 i SO0 Hag ki pOﬂ‘Hi“u sprawdza‘nyua
T zmienpe 3 hy sposéb mo- 3 h; sposdéb mo- "
cowania jak dla cowania jak dla po badsniu paramets Gy
badania 5, 3. 19 Gadurile 5,8, 19 | SlekwryCahvE:
Sprawdzenie wytrzyd 3.3.5, b S-3; 4,0 | temperatura ka-| S-3; 2,5 | jok d'a goziomu | S-3; 1,5 | jak dla poziomu | S-3; 1,5} jak dla poziomu
matcéci na ciepto pieli 350°C, jakoéci | jakosci | jakcéci |
lutowania czas regenera- .
cji 2 #6h
Sprawdzenie wytrzyd 5, 3,12 préba Na, iak dla poziomu jak dla poziomu jak dla poziomnu
mafos’,ci na nagte TA =3 .:“g Wikt iazkodci | jakosdci | jakosci |
c5 zmiany temperatury s
B slg marx
Sprawndzenie wytrzyd 5,3,13 21 déb 21 asb 56 déb 56 céb
matodci na wilgeine
goraco state

00°6E-SLEL/I8-NH




cd, tabl, 4
Opis FFlany i warunki badan
i oziom jakoéci | iom jakosci Il iom jakosci IlI iom jakogci IV D K
Pod- Bl Sudande e poz ja c poziom jakosSci poziom jakoégci poziom jakoéci ane wg :u* usza
grupa FN-78/ _ _ - . szczegbtowego
T-01615 poziom poziom poziom poziom
e kontroli warunki badania | kontroli warunki badania kontroli warunki badania| kontroli warunki badania
i AQL i AQL i AQL i AQL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
& (o] 3‘ (o] q o] 7 o_ 3 i B 5
C6 Sprawdzenie odpor- | 5, 3,22 | S-3; 25 C %) S5-3; 2,5 25 C ) 5-3; 1,5 25 C ) s-3; 1,0 250 ) zakresy wartodci i warunki
noéci na narazenia 1,5¢2,5 1000 h 1000 h 1000 h 1000 K pomiaru sprawdzanych w
elektryczne czasie badania parametrdéw
elektrycznych
Sprawdzenie wytrzyd 5 3,8 nie stosuje sie hie stosuje sie nie stosuje sig S-3; 1,0 tsrg P zakresy wartosci i warun-
C? matoéci na zimno ki pomiaru sprawdzanych
1000 h .
po badaniu parametrdéw
elektrycznych
Sprawdzenie wytrzyd 5, 3, 10 nie stosuje sie S-3; totg marx S-3; 1,0 tstg max S-3; 1,0 tstg —— zakresy wartosci i warun-
: ki .
cs matoséci na suche 1,5+2,5 1000 h 1000 h 1000 h i pomiar:u spr‘awdzar\ych
goraco po badaniu parametréw
elektrycznych
c9 Sprawdzenie wytrzyd 5, 3, 17 nie stosuje sie s-3; 1,5 1000 mm X 53 nie stosuje sie nie stosuje sie zakresy wartosci i warun-
matoséci na spadki potozenie ukta- ki pomiaru sprawdzanych
swobodne du w czasie spa+ po badaniu parametréw
dania wyprowa- elektrycznych
dzeniami do
géry
Sprawdzenie 5.3.3 | S-3; 4,0 S-3; 2,5 sS-3; 1,5 S-3; 1,0 sprawdzane parametry geo-
Cc10 wymiardw metryczne wg rysunku obu-

dowy

‘) Dla wyrobéw w obudowach metalowych,

2) Dia wyrobéw w obudowach plastykowych,

3) Jezeli innej temperatury nie podaje arkusz szczegdtowy.

00°6L-SLEE/18-NH



Tablica 5, Badania grupy D

Plany i warunki badan

Opis
badal oziom jakosci | poziom jakosgci i poziom jakosci Ili poziom jakoéci v Dane wg arkusza
Pod- Rodzaj badania wg P
grupa PN-’?B/ _ : ) szczegdtowego
T-01615 poziom poziom poziom poziom
o ek kontroii |warunki badania kontro!i | warunki badania | kontroli warunki badania | kontroli warunki badania
P i AQL. i AQL i AQL i AQL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
; o
Sprawdzenie odpor- 5.3.14 nie stosuje sig nie stosuje sie sS-3; 1,5 10 hPa, 25 C S-3; 1,5 10 hPa, 25°C zakresy wartosci i warunki
DI nosci na niskie cig-~ pomiaru sprawdzanych po
nienie atmosferyczne badaniu i w czasie badania
parametréw elektrycznych
Sprawdzenie wytrzy- 5.3.25 S-3; 2,5} aceton S-3; 2,5| aceton S-3; 2,5 aceton 5—3;7 2,5 aceton -
D2?) | matosci na rozpusz-
czalniki
Sprawdzenie 5.3.26 | S-3; 2,5| sprawdzenie pal4 5-3; 2,5} .sprawdzenie S-3; 2,5 sprawdzenie S-3; 2,5 sprawdzenie -
D31) palnoéci noéci zewnetrz- palnosci ze- palnosci ze- palnogci ze-
nej whnetrzne j wnetrznej whetrznej
Sprawdzenie wytrzy- 5.3.23 nie stosuje sie nie stosuje sie S-3: 2,5 po badaniu brak| S-3; 1,5 po badaniu =
D#’) "matoéci na plegi porostu plesni brak porostu
plesni
Sprawdzenie wytrzy- 5.3.24 nie stosuje sie nie stosuje sig S-3; 2,5 2 doby S-3; 1,5 2 doby &
052) matosci na mgle ¥

soina

1) Badanie stosuje sig dla wyrobéw w obudowach plastykowych tj, grupy obudéw A, B i C - wg zatacznika,

i)Besdanie stosuje sig przy zaméwieniu wyrobéw w wykonaniu tropikalnym lub dla klimatu morskiego,

00" 6E-CLEE/T8-NY
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Zatacznik do BN-81/3375-39.00

Grupa A. Obudowy plastykowe dwu- 1 czterorzgdowe.

SCALONYCH
(oznaczenie obudow wedlug systemu stosowanego przez
producenta)

OBUDOWY ANALOGOWYCH UKLADOW

ZALACIZINIK

zZ,6 e e e e e L2z
- <
] . g G
'| | . 3
b i '
pat— _l]
B
1M
’ ’ K v O o s B e B o
1" 8
B ——t 2 ,,,
i o gk x
o 1 4
- ! 7
= L Led BLF Ly L0 E 4 T2 I_.L_i
.- 3 »| [BN-3173375-39.00-Z;1] S | [EFBI/3375-35.00-22)
Rys. Z-1. Obudowa CE 84 Rys. Z-2. Wymiary obudowy CE 70
Tablica Z-1. Wymiary obudowy CE 84 Tablica Z-2. Wymiary obudowy CE 70
Svmbol Wymiary. mm Kygt w Symboi Wymiary, mm Kat w
wymiaru . stopniach wymiaru . stopriach
min nom max min nom max
A - - 5.1 - A — — Al -
A 0,51 - — - A) 0,51 - — —
- - 1,77 — B — — 1,77 B
0.38 — 0.59 - b 0.38 — 0,59 -
c 0.20 — 0.36 — ¢ 0.20 — 0,36 -
D — -— 10.16 — D - - 20,32 -
E - 6.35 - - E - 6.35 = -
e st 2.54 - - e s 2,54 = —
e — 7,62 - — e, — 7,62 - —
L 2,54 — 4,50 — L 2,54 — .30 ~
Me —_ —_ 8,30 - Mg - - R.30 —
z — — 1.27 - z — o 2.54 -
/] — — — 015 0 — — - g




Zatgcznik do DBN-81/3375-39.00
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Tablica Z-4. Wymiary obudowy CE 75A

z, e e e .8 e, e, ¢p E o
!
- l
! | ’
1 l " &
0 O I e B s B S
16
B 5
1
| A0 ) IO [ WS B WUNN N N NI B WS U 6 B
D [8N-81/3375-38.00-2-3)
e
Rys. Z-3. Obudowa CE 83A
Tablica Z-3. Wymiary obudowy CE 83A
Symbol Wymiary, mm Kat w
wymiaru ; stopniach
min nom max
—_ — 5.1 —_
A, 0,51 — — nom
B — _ 1,77 —
0,38 — 0,59 —
¢ 0,20 - 0.36 —
D — -— 20,32 -
E o 6,35 - —
e -— 2.54 — —
€ - 7.62 -— o
L 2,54 — 4,50 —
Mg — — 8,30 —
z — . 1,27
6 e — -— 0-=15
z, ¢ e ¢ e L & - o E
.
4 |
EH
I e

[EN-#173375-39.00-2-4]

Rys. Z-4. Obudowa CE 75A

Symbol Wymiary, mm Kat w
wymiaru min hom max stopniach
A — - 5,1 —
A 0.51 —_ — —
B —_ — 1,77 —

b 0,38 — 0.59 —
¢ 0,20 — 0.36 e
D = — 20,32 —_
E — 6,35 — —
e —_ 2,54 —_ —
el — 5,08 — -
e — 10.16 — —
L 2,54 — 4.50 -
z — — 2,54 —
z, ¢ ] e ¢ e [} —k

(BN- 81/5375-34 0p-Z- %]

Rys. Z-5. Obudowa CE 89

Tablica Z-5. Wymiary obudowy CE 89

Symbol Wymiary, mm Kat w
wymiaru min hom max stopniach
A — — %1 —
Ay 0,51 — — —
B — — 1,77 —
b 0,38 = 0.59 —
¢ 0,20 e 0,36 —
D — — 20,32 ~—
E — 6,35 — s
e — 2.54 —_ —
e —_ _5,()8 — —
€2 — 10,16 — —
L 2,54 — 4,50 —
z — — 2,54 —
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Grupa B. Obudowy plastykowe dwu- i czterorzedowe

Tablica Z-7. Wymiary obudowy CE 83B

z radiatorem wewngtrznym. )
Symbol Wymiary, mm Kat w
wymiaru . stopniach
min nom max
A — — | —
A, 0,51 —_ — —
B — — 1,77 —
0,38 — 0,59 —
c 0,20 — 0,36 —_
D — — 20,32 -
Wkladka radiatorowa E . 6.35 _ _
L~ ey
: e s 2.54 — —
e -— 7,62 o —
I 2.54 o 4,50 -
Mr — — 8,30 —
[ BN-31/3375-39.0D-Z- 5
B — — 1,27 —
Rys. Z-6. Obudowa CE 75B 0 — — — 0+15

Grupa C. Obudowy plastykowe dwu- i czterorzgdowe

Tablica Z-6. Wymi bud CE 75B .
ablica yiiary obudowy z radiatorem bocznym.

Symbol Wymiary, mm Kat w
wymiaru min nom hax stopniach Z,€,8 3e 6.2 .2 ‘
A — — 5,1 —_
44
i 0,51 — —- — < <
B — — 1,77 — 5 _ A
0.38 — 0.59 - ; ‘
- - 31___ . B
5 0,20 — 0,30 — e
D - — 2032 - o . £a
e - e [ T - /) (807
ad o k%
e — 2.54 — —
- - .
——y
€l —_ 3,08 - - ~y Fai! r1
T Oga
e: — 10,16 — - vzyd) (7T%
1 3 5
L 2.54 — 4,50 —
z — - 2,54 - - D - N-81 -358.00-Z-
Rys. Z-8. Obudowz CE 74
z L .8 % 8 6t uz E oo Tablica Z-8. Wymiary obudowy CE 74
Symbol Wymiary., mm Kat w
wymiaru ) 1 stopniach
min ; nom max
A — — 5.70 —
A 0,51 - — _
OoOoomoooo§ B = = 177 s
§
————————— 7 B — 6.27 - —
4 >+ — — = —1 &
_________ . b 0,38 - 0,59 —
i
6 )
LU \\ Whladka radiatorowa ¢ 0.20 - 0,36 -
D D -— — 20,32 —
[BA- 81/3375-39 00-Z-7] r 6.35 . _
e - 2,54 — —
Rys. Z-7. Obudowa CE 83B e — 5,08 — —
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ash dgbls &5 Grupa D. Obudowy metalowe z wyprowadzeniami
Symbol Wymiary, mm Kat w gictkimi. ‘
wymiaru e m - stopniach
e — 10,16 — e P L >
€3 — 17.20 — —_ F :
L 2,54 e 450 — | |
z —_— o 1,27 — = T =y
t L :
$o et
Rys. Z-10. Obudowa CE 12
2, 8,6, 3de pye 2 Tablica Z-10. Wymiary obudowy CE 12
e—E o
J Symbol Wymiary, mm Kat w
u!‘ wymiaru ; stopniach
min nom max
ik A 4,32 —- 5,53 —
. ¢
" , Da - 2.54 - —_
L £a ol Db, 0,407 — 0,508 -
@D 5,31 — 5,84 —
D, 4,53 e 4,95 -
F — — 1,01 —
h 0,13 - 0,76 e
J 0,92 — 1,16 —_
= - a k 0,51 — 1,21 -
1 12,7 — — —
Rys. Z-9. Obudowa CE 82 % - — - i
A L .
-
‘.
Tablica Z-9. Wymiary obudowy CE 82 ol & - ey
Symbol Wymiary, mm Kat w : &
wymiaru- min - J— stopniach h
A — — 5,70 — Rys. Z-11. Obudowa CE 25
A 0,51 — —_ _
B . . 1.77 — Tablica Z-11. Wymiary obudowy CE 25§
B — 6,27 — o Symbol Wymiary, mm Kat w
b 0,38 — 0,59 — wymiaru min — — stopniach
c 0,20 — 0,36 — A 4,32 e 5,33 —_—
D — — 20,32 — Ba - 2,54 — —
E — 6,35 — — Db 0,407 o 0,508 —
e e 2,54 —_ — @D 5,31 — 5.84 —
e — 5,08 — — @D, 4,53 — 4,95 e
e — 10,16 — —_ F — —_ 1,01 —
es — —_ 25,2 —_ h 0,13 — 0,76 —
L 2,54 — 4,50 — j 0,92 1,16 —
q 16,4 — 16.6 — K 0,51 e 1,21 —_
s - 4,35 — - L 12,7 — — —
oT 34 - 3,6 —_ — — — 45
z — — 1,27 — B — — — 90
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e B L - Tablica Z-13. Wymiary obudowy CE 20
'
; & Symbol Wymiary, mm Kat w
wymiaru i ot — stopniach
AN A s 9.5 — -
el (3
k] FUN el s a - 10,92 —_ -
._Fi_.. bll 8| ®
L. Db — 1,0 - e
e "_1_"'.
2B 1 @D = e 19,75 —a
h — 1,6 = s
¢q L - 9.0 - s
@p . 4,0 - —
Rys. Z-12. Obudowa CE 52 " - 302 — —
R — — 13,58 —
Tablica Z-12. Wymiary obudowy CE 52 R — — 4,82 —
! LS‘ — ]6.9 — st
Symbol Wymiary, mm Kat w
wymiaru : stopniach U — — 40,1 —
min nom max
U — — : e
A 6,10 _— 6.60 = 2 26,2
Da — 5,08 — — f—
b — — 0,53 —
@D 8,64 - 9,40 — b ]
@D, 8,01 — 8,50 - f 11
F — —_ 2,03 — _‘_T.__J
h 0,13 — 0,76 — 1
———— T
j 0,71 —_ 0,87 — - 3
e 3 e O Ty
k 0,74 - 1,14 - \
———
L 12,5 - 14,5 —_ “==oeec—r oy
— o — 18 .
B — - — 36 11
! l
" Znak odniestenia h
Grupa E. Obudowy metalowe z wyprowadzeniami =
sztywnymi. . e
[BN-84[3375- 39.00-7-14]
Rys. Z-14, Obudowa CE 50
S T

&

b4

s B L=a =)

¢0

A

Tablica Z-14. Wymiary obudowy CE 50

]
£
-
h
i L o=

[BN-81/3375-39.00-7-1%

Rys. Z-13. Obudowa CE 20

Symbo! Wymiary, mm Kat w
wymiaru s ey ook stopniach
A — & - —

a — 12,7 — —
b —_ 1,0 — —
@D — — 19,75 -

h — 1.8 - -

L - 9.0 — -—
@p - 4.0 - -
g e 30,2 —_ -
R, — — 13,58 —
R: — — 4,82 —
U, — — 40,1 —
U, — - 26,2 —

o — — - 36
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norm¢ — Naukowo-Produkcyjne
Centrum Péiprzewodnikow.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-76/3375-39.00

a) rozszerzono zakres tcmatyczny normy na calg grupe analo-
gowych ukladéw scalonych,

b) zmieniono postanowienia normy na zgodno$¢ z PN-78/
T-01616,

¢) wprowadzono nowa rozszerzong klasyfikacj¢ jakosciowg dzie-
laca uklady scalone analogowe na cztery poziomy jakosciowe,

d) zmieniono podziat na podgrupy badan uwzglednienia
postanowien normy RWPG ST 299-76

3. Normy zwigzane
PN-79/T-01600.02 Mikrouktady scalone. Analogowe uklady scalone.
Nazwy i okreélenia
PN-72/T-01610 Mikrouktady scalone. Podziat
PN-78/T-01615 Mikrouktady scalone. Ogé6lne wymagania i badania
BN-75/3375-26.00 Analogowe uklady scalone. Metody pomiaru
parametréw elektrycznych. Postanowienia ogdlne
4. Symbol wyrobu wg SWW — 1156-31.
5. Dostawy ukiadéw scalonych o wysokiej i bardzo wysokiej ja-
kosci moga by realizowane po uzgodnieniu z producentcua: wiel-
kosci dostaw 1 uzgodnieniu oceny.



